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ANALÝZA DEFEKTŮ METALOGRAFICKÝM 

MIKROSKOPEM

Analýza zahrnuje: 

• vzorkování materiálu

• příprava metalografi ckého výbrusu

• snímkování a měření v místě vady

• SEM/EDS analýza 

Co je cílem? 

• identifi kovat vadu 

• zjistit příčinu výskytu vady

• navrhnout vhodná řešení  

Jaký získáte výstup?

• data a informace o defektu 

• podrobná fotodokumentace vady

•  závěrečná zpráva

Vyskytují se na vašich dílech defekty?

Řešíte problémy s reklamacemi od zákazníků kvůli vadám na výrobcích?

Potřebujete zkontrolovat výstupní kvalitu hotových výrobků?

Uděláme vám individuální nabídku.


